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V'YSOKOVAKUOVA NIZKOTEPLOTNI

MIKROSKOPIE SKENUJICI SONDOU
(UHV LT-SPM)

CREATEC CT 105-340

Vysokovakuova nizkoteplotni mikroskopie skenujici sondou je velmi presny nastroj pro analyzu povrchli a tenkych

vrstev na atomarni Urovni. Kombinaci rdznych médu je schopen urcit geometrické, elektronické a chemické vlastnosti molekul.

\IYSTUPNI INFORMACE

hloubkova analyza interakci mezi molekulami
a substratem a mezi molekulami

> charakterizace elektronickych, strukturnich
a chemickych vlastnosti molekul

> zhodnoceni pUsobeni funkénich skupin

> prozkoumani kvantové-mechanickych vlastnosti
jednotlivych adsorbovanych atom(/molekul

> vyhodnoceni elektrostatického potencidlu z deformaci
v obrazech snimanych funkcionalizovanou sondou

> zkoumani prostorové topografie energiového

potencialu nad adsorbovanym vzorkem

TYPY VZORKU

> Cisté molekuly v praskové nebo kompaktni formé
> vzorky musi byt stabilni ve vysokém vakuu a také pfi

naparovani

PI-\RAMETRY MERENI/PRISTROJE UV LTS

skenovaci tunelova mikroskopie a spektroskopie

> atomarni silovd mikroskopie a spektroskopie

> spektroskopie Kelvinovou sondou

> soucasné snimani tunelovaciho proudu a atomarnich
sil pti teploté 5K pomoci Q+ senzoru

> Cisténi krystalickych substratd uvnitf aparatury

pomoci iontového déla a/nebo zihdnim elektronovym STM

svazkem na 1500°C Soucasné zobrazeni jediné molekuly

> kontrolované naparovani molekul na substrat pomoci

Epitaxe z molekularnich svazkd DALS| |NFURMACE NA VYZADAI\“
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